 

附件 《透射电子显微镜及配套装置》采购需求

主要技术指标：

1.分辨率：

1）点分辨率：≤0.25nm；

2）线分辨率：≤0.10nm；

3）信息分辨率：≤0.12nm；

4）二次电子分辨率：≤1.0nm。

2.加速电压：

1）加速电压：20kV-200kV，加速电压连续可调；

2）加速电压稳定度：≤ 1ppm/1min。

3.电子枪：

1）超稳定、高亮度肖特基场发射电子枪；

2）束流：1nm束斑电流 ≥ 1.5 nA。

4.TEM放大倍率：

1）TEM最大放大倍率：³1.05M×。

5.相机长度范围不小于：15 mm~2000 mm。

6.物镜：采用恒功率透镜设计。 

7. 扫描透射系统(STEM)：

1）分辨率：≤0.16 nm； 

2）探头：可以配置三个探头，包括高角环形暗场(HAADF)探头，明场(BF)和环形暗场(DF)探头；

3) HRTEM和HRSTEM之间切换后稳定时间短，仅需点击鼠标即可在TEM与STEM模式间相互切换，可在几秒种之内完成。

8.样品台：

1）样品移动范围：X/Y：≥± 1mm；Z ≥±0.375 mm；

2）高视野低背底双倾样品杆最大倾斜角度：α: ±35°，β：±30°。

9.具备能谱仪(EDS)功能。

10.数字化成像系统：

1）³1600万像素CMOS相机

2）具有大动态范围可以满足拍摄衍射花样，高读取速度（25fps），适合拍摄动态录像。

3）安装位置：底部安装。

11.真空系统：

1）真空度：电子枪真空度≤5 *10-6 Pa；样品区真空度≤2 *10-5 Pa （冷阱）；

2）换样时间≤90秒。
